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Podstatou zaPizeni je zdkladni téle-
g0 ge dvéma suvnymi piaty, spojené s té-
lesem pPi&niku, p¥idemZ mezi ob& t&lesa
se upind zkoumany vzorek. Oba pisty jsou
ne konci opatieny prvZovou manzZetou a déd-
le pak O krouZky upevnénymi v drazkdch
p¥irub, ke kterym jsou upevnény vlnovece
vakuot%sné spojené s giety, které isou
spojeny s télesem pPi¢niku, jehoZ boky
Jjsou spogeny 8 tdhly. Prvni tdhlo je spo-
jeno s padkou mikrospinale a druhé tdhlo
8 délkovym tenzometrem, zatimco silovy
tenzometr je upevnén v podélném zdbrusu
df{ku, ktery aspojuje prvni lelist se zdk-
ladnim télesem.
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Deformaini zaiizeni pro tahové zkousky materidll
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Vynélez se tyké statického deFormaéniho zartizeni pro ta-

hové zkousky materidld ve vakuu, naptiklad ve vakuové komore
‘rastrovaciho elektronového mikroskopu,

Pri klasickych statickych deformaénich zkouskéch se za-
t&Zuj fzkoumané vzorky, pFifem? se snims zat&zujici sila a pro-
dlouZeni. Tyto hodnoty se vynaSeji do diagramu, ze kterého se. -
usuiujé na vlastnosti materislt. Tyto zkouZky n&m podé-
vaji pouze informace o "makroskopickych® zvléstnostech materi-
414, ale pro F4dné pochopeni v3ech Viastnosti materiéld je nut-
né znat jeho chovani také v mikroskopickém m&ritku. Jako nej-
lepsi prostFedék pro toto zkoumédni se jevi elektronovy mikro-
skop. Pro Fédnou funkci elektronového mikroskopu je nutné vzo-
rek umistit ve vakuu, coZ vyluduje moZnost sledovat vzorek b&-
hem zat&%ovani a umoZnuje pouze pozorovani a mé&Feni vzorkd, na
které neplsobi zat&Zovaci sila. -

V NDR bylo vyrobeno zatizeni pro tahové zkousky materiéli
ve vakuu, ale svou koncepci vyZzaduje specidini a nakladné dGpra-
vy mikroskopu. Dale toto zarizeni je podstatn& slozit&j3i, zpi-
sob utdsnéni vakua je sporny a zaifizeni neumoznuje “izeni trha-
ci zkousky pomoci politacde.

Tyto dosavadni nevyhody odstranuje deformadni zarizeni
pro tahové zkou¥ky materidli ve vakuu, sestdvajici ze zédkladni-
ho t&lesa a t&lesa piiéniku, které jsou opatiena upinacimi ce-
listmi pro zkouseny vzorek a navzadjem spojena pisty upevnénymi
v té&lese pri¥niku a zapadajici do valcovych otvord v zikladnim
télese, do kterych Gsti kan&lky pro piivod tlakové kapaliny,
jeho% podstatou je, Ye oba pisty jsou na konci opatieny pruz-
nou manZetou a dale pak O krouZzky z pruZzného materiélu, upev-
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nénymi v dréZkéch prirub, ke kterym jsou upevnény vlnovce va-
kuot&sn& spojené s pisty, které jsou spojeny s t&lesem pri&ni-
ku, jehoZ bo&ni st&ny jsou spojeny s téhly, kde prvni téhlo je
spojeno s p&&kou mikrospinade a druhé t&hlo pies plochou pruzi-
nu 8 délkovym tenzometrem upevnénym spolu s mikrospinadem na
zékladnim t&lese, zatim co silovy tenzometr je upevné&n v podél-
ném z&brusu diiku, ktery spojuje prvni Zelist se z&kladnim t&-
lesem pies polokulovou podloZku pomoci matice.

Hlavni prednosti | zatizeni je, Ze umoZnuje
pomoci ‘po&itade *izené pozorovéni a m&Feni mikrostruktury vzorku
pri soudasném snimdni makroskopickych fidaji jako jsou napinaci
sila a prodlouZeni, Zarizeni i p*i znalnych zat&Zovacich siléach
az 5000 N nepirenédsi Z8dné parazitni sily na jakoukoliv soulést
mikroskopu a tim neovlivnuje vysledky m&ieni. Soulasn& zarizeni
neovliviuje Z&dnym jinym zpésobem F4dny chod mikroskopu, napii-
klad neovlivnuje vakuum, nevytvaki neZédouci elektromagnetick4
pole, Instalace zafizeni nevyZaduje Z4dné sloZit&j¥i zasahy do
konstrukce elektronového mikroskopu. Zarizeni rovniz umoZnuje
pomoci tenzometrd mé&ifit relativné velmi pifesn& silu plsobici pou-
ze na zkoumany vzorek a jeho prodlouZeni,

Vynélez bliZe objasni pFiloZeny vykres, kde na obr. 1 je
zafizeni nakresleno v nérysu a na obr. 2 v pldorysu.

Nosnou soulést statického deforma&niho zarizeni tvoii z4-
kladni t&leso 1, které se upevhuje na gonio mikroskopu, umist&-
né ve vakuové komoie elektronového rastrovaciho mikroskopu,. Ve
valcovych otvorech zékladniho télesa 1 jsou dva posuvné pisty 3
upevnéné v té&lese 2 pridniku. vV zékladnim t&lese 1 je umisté&na
prvni &elist 4 a v t&lese 2 pri&niku je upevné&na druhg &elist 5.
Ob& Zelisti 4 a. 5 umo2nuji upnuti zkoumaného vzorku 6 pomoci u-
pinacich kolikd 23, Druhé Eelist § je k t&lesu 2 pFi&niku p¥i-
pevné&na ¥rouby 19. Prvni &elist 4 je k zékladnimu té&lesu 1 upev-
néna pies di¥*ik 7 polokulovou podloZkou 8 pomoci matice 9. DFik 7
m&4 podélny zébrus, na kterém je upevnén silovy tenzometr 20 sni-
majici sflu pusobici na zkoumany vzorek 6. Délkovy tenzometr 21,
snimajici prodlouZeni, je upevn&n na ploché pruZin& 10 spojené
se zékladnim t&lesem ] a p¥es druhé tshlo 25 s t&lesem 2 pri&nf-
ku. Téleso 2 p*i¢niku se do vychozi polohy, ur&ené nastavitelnym
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dorazem 22, vraci pomoci dvou vratnych pruZin 18. Tlakova kapa-

lina,vyvozujici zaté&Zujici silu,se piivadi tlakovou kovovou tru-
.bi¢kou 11 do z&kladniho télesa 1, kde se kanélkem 12 rozvéadi do
vélcovych otvord s pisty 3. Pisty 3 jsou ut&snény ve valcovych

' otvorech pryZovou manZetou 13 a d4dle vakuot&sn& vitonovym O
krouZzkem 14 zapadajicim do draiky v p¥irub& 15 spojené vlnovcem
";g s piétem a télesem 2 pii&niku. Prvni téhlo 17 je spojeno

s mikrospinaéeﬁ 24.

Zkoumany vzorek 6 se upng ‘pomoci prvni a druhé &elisti 4 a
5, ve kterych jscu upipaci koliky 23 a upinaci 3rouby 19 do sta-
tického deforma&niho zaiizeni upevn&ného na goniu v komoie elek-~
tronového rastrovaciho mikroskopu., Poté se komora uzavie a vy~
tvoii se poZadované vakuum, Ots&enim gonia se na zkoumaném vzor-
ku 6 vyhledd misto, které méa byt pozorovand-a méreno, Poté se
zatne trubifkou 11 napoudt&t tlakovh kapalina vyvozujici potieb-
nou zaté&Zovaci silu ve véalcovych otvorech z4dkladniho té&lesa 1.
Tlakové kapalina , proudici kovovou trubidkou 11 a kanédlkem 12
do vélcovych otvorili, vyvolavé tlak na pisty 3. Pisty 3 se pliso-
‘benim tlakové kapaliny vytlaéuji z valcovych otvorld v zakladnim
télese 1 a plsobi taZnou silou pfes t&leso 2 pri&niku na zkou-
many vzorek 6. Tato sila,plsobici na vzorek 6,se prena8i pies
prvni €elist 4 na di*fik 7, na kterém je sniména silovym tenzomet-~
rem 20, Pohyb té&lesa 2 pricniku viéi z&kladnimu t&lesu 1 je mé-
Ffen délkovym tenzometrem 21 upevnénym na ploché pruZing 10, kte-
rd je spojena se zékladnim télesem 1 a pres tihlo 25 s télesem 2
pri&¢niku, Po ukondeni m&Feni se zru3i ve véalcich nastaveny tlak
a pisty_g_ée s té&lesem 2 pric¢niku vraci do vychozi polohy urde-
né stavitelnym dorazem 22 a tlakem vratnych pruZin 18. Celé ga-
‘Fizeni je ji3t&no proti havarii vytladeni pistl 3 z valcovych
otvorl zékladniho t&lesa 1 a proniknuti tlakové kapaliny do mik-
roskopu jednak osazenim pistl 3 a jednak koncovym mikrospinadem
24 spojenym pres druhé téhlo 17 s t&lesem 2 pridniku.

Statické deformacni zarizeni je pouZitelné zejména v me-
talografickém vyzkumu materidla. .
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Deforma&ni zarizeni pro tahové zkoudky materidld ve va-
kuu, napriklad ve vakuové komote elektronového rastrovaciho
mikroskopu, obsahujici z&kladni  té&leso a t&leso pFi¢niku,
ktera jsou opatifena upinacimi &elistmi pro zkoumany vzorek a
navzdjem suvnd spojena pisty upevnénymi v té&lese pii€niku a
zapadajicimi do vAalcovych otvord v zékladnim té&lese, do kterych
asti kandlek pro prfivod tlakové kapaliny,vyznalené tim, Ze oba
pisty (3) jsou na konci opatieny pruZnou manZetou (13) a déle
pak O krouZzky (14) z pruizného materidlu, upevné&nymi v dréZkéch
pirirub (15), ke kterym jsou upevnény vlnovce (16), vakuoté&sné
spojené s pisty (3), které jsou spojeny s télesem (2) pﬁiéniku,
jehoZ bo&ni stény jsou opatienytahly (17, 25), kde prvni téhlo
(17) je spojeno s palkou mikrospinale. (24) a druhé tahlo (25)
pres plochou pruZzinu (10) s délkovym tenzometrem (21), upevné-
nym spolu s mikrospinaem (24) na z&kladnim té&lese (1), zatim
co silovy tenzometr (20) je upevnén v podélném zabrusu diiku
(7), ktery spojuje prvni Celist (4) se zédkladnim t&lesem (1)
pres polokulovou podloZzku (8) pomoci matice (9).

1 vykres
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